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EMENTA:

Introdugao a Estrutura dos Materiais. Determinacdo Estrutural de Cristais (Rede de
Bravais). Microscopia Optica: Aplicagdes e Limitagdes da Técnica. Interacio da
Radiacdo com a Matéria (Radiagdo Eletromagnética, Elétrons, Prétons e Néutrons).
Técnicas de Preparacdo Metalografica (Corte, Lixamento, Polimento e Contrastes).
Microscopia Eletronica de Varredura: Imagem por Elétrons Secundarios e Retro-
espalhados, Espectroscopia por Dispersio de Energia, Analise Quantitativa e
Qualitativa. Andlises de Imagens. Difracdo de Raios-X: Geracdo de Raios-X, Lei de
Bragg, Absor¢do de Raios-X e Metodologia de Identificagdo de Fases Cristalinas.
Microscopia Eletronica de Transmissdo. Andlises Térmicas (DTA, DSC, TMA, TG,

Flash). Dilatometria. Termoresistividade. Espectroscopia de Infravermelho.
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